U.F.R. Sciences et Techniques

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES
Numéro de semestre : 53
Année 2éme année
Diplame icence
Domaine (le cas échéant) : Sciences, technologies, santé
Mention : Sciences pour l'ingénieur
Parcours type :
Compensation entre semestre pour valider 'année (ouilnon) : oui
Caché pour les étudiants pour la publication
si non nécéssaire
Numéro Coef.(%)
de de
Libells If‘;;,“":v": Iépreuve | Coef. (%)de [ lanote Forme de la 2nde chance I"a'”’e e Coef. (%) de
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de I'VE de I'UE peia (si plusieurs VECUE - crit précise A T EELEIETE [ - écrit précise
la ECUE dane 10E) i B moyenne | moyenne - Evaluation de remplacement “oml | devépreave | moyenne
compensation — OU  |delECUEou| de2nde - Neutralisation de Ia moins bonne des notes de IEvaluation initiale de IUE alo= de I'ECUE ou
entre UE Gl UE chance - Conservation de la meilleure des notes de I'Evaluation inifiale. EE UE
- livrable . - livrable
Nombre - Autre, préciser.
(Facultatif minimal
d'épreuve
Automatismes 3 livrable 60° A Evaluation supplémentaire de 'UE et conservation de la meilleure moyenne entre Evaluation initiale et la 2nde sorit 1h30 60%
. éorit 1h30 40 chance
1 Concevoir et Modliser - EA 7 ; ;
livrable 40¢ A Evaluation supplémentaire de 'UE et conservation de la meilleure moyenne entre 'Evaluation initiale et la 2nde
Initiation aux techniques de conception électronique 3 &critioral 1h30 60%
Ecritioral 1h30 60 chance
Conception Assistée par Ordinateur 3 livrable 50° 3 Evaluation supplémentaire de I'UE et conservation de la meilleure moyenne entre I'Evaluation initiale et la 2nde ecrit 1h30 50%
. . éorit 1h30 50 chance
2 ‘Gencevoir-et- Medéliser Concevoir et Réaliser 1- MGM 7 - .
livrable 50° 50% Evaluation supplémentaire de I'UE et conservation de la meilleure moyenne entre I'Evaluation initiale et la 2nde
Industrialisation 3 écrit
éorit 1h30 50 0% chance
Fondamentaux pour lingénieur 3 crit 1h30 2 100% 50% Evaluation supplémentaire de I'UE et conservation d:h\:nr::\l\eure ‘moyenne entre I'Evaluation initiale et la 2nde crit 2h 50%
3 Fondamentaux pour les SPI1 7 A " "
Outils mathématiques pour Fingénieur 1 3 pratique | entre 20 et 30 mins 8 100% 50% Evaluation supplémentaire de I'UE et conservation d:h\:nr::\l\eure moyenne entre |'Evaluation initiale et la 2nde FEITD 1h30 50%
Electronique fonction 3 livrable 40% Evaluation supplémentaire de I'UE et conservation de la meilleure moyenne entre I'Evaluation initiale et la 2nde ecritioral 1h30 60%
. éorit Th30 0% chance
4 Modélisation pour les SFI1 7 écrit 2n 25% Evaluation supplémentaire de I'UE et conservation de la meilleure moyenne entre 'Evalualion initiale et la 2nde
Mécanique des systémes indéformables 3 3 il o ppl ) ve ton intl écrit 2h00 50%
éorit 2n 25% ance
Analyse microstructurale des matériaux — Structure des livrable 1 40% Eval é [t i " I .
> 3 /rab 50% Evaluation supplémentaire de I'UE et conservation de la meilleure moyenne entre I'Evaluation initiale et la 2nde scrit ou oral 2h 50%
matériaux &crit 2h 2 60% chance
5 Modelisation pour les SPI2 7 DS 2h pour écrit
Electrostatique et magnétostati 3 Ecrit DS intermédiaire 2 intermédiaire 40% Rempl t du DS Final tion de la note de DS interméd Ecrit ou Oral | ou 30 60%
lectrostatique et magnétostatique ot | Fon s DS fmal - oh 100 D6 3 emplacement du DS Final avec avec conservation de la note de DS intermédiaire crtau Ol |ou30 mn pour 3
60%. orel
Anglais 2 3 ecritioral ””“’fm’"“: oral 2 100% 0% Evaluation de remplacement ecrit 1 100%
6 Transversaux S3 7 Outls pour e projet 1 3 Tivrable 2 50% 0% Evaluation supplémentaire de 'UE et conservation de la meilleure moyenne entre I Evaluation initiale et la 2nde vt " 0%
o pratique 3n 1 50% 0% chance
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